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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CORSO 
GRATUITO 
LEAK TEST

NDT DAY

DURATA
3 ore

ONLINE

LEAK TEST

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione CICPND, l’evento intende 

illustrare in maniera approfondita alcune tematiche relative al metodo LT e che sempre 

più spesso sono oggetto di richieste/revisioni da parte dei clienti o enti di certificazione.
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PROGRAMMA

DOVE E QUANDO?

Il corso si terrà il 19 Febbraio online dalle 09:00 alle 12:00, la piattaforma di 

supporto utilizzata sarà Zoom, piattaforma che non richiede di scaricare alcuna 

applicazione e che risulta compatibile con tutti i principali sistemi operativi (PC, 

MAC, Linux, iOS and Android).

A CHI E’ RIVOLTO?

Il corso formativo è rivolto a tutti i tecnici esperti nelle prove non distruttive che 

sono in possesso della qualifica CICPND di livello 1, 2 o 3 e che vogliono 

approfondire o ampliare le proprie conoscenze in questo campo. 

COORDINATORI DEL CORSO:

Ing. Alberto Monici

QUANTO COSTA?

Il corso è completamente gratuito. 

VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO?

Verrà rilasciato un attestato a tutti coloro che parteciperanno a tutte le 3 ore del 

corso e avrà validità anche per il sistema di credito a punteggio secondo la nuova 

norma UNI EN ISO 9712:2022. 

• Metodo LT e direttiva 2014/68/UE (PED): rispetto della Direttiva nei collaudi LT

• La norma EN ISO 20485:2018 Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method

o Panoramica della norma

o Dai valori di misura al calcolo della perdita reale, casi particolari.

o Approfondimento delle tecniche:

▪ Carrier Gas Technique

▪ Accumulation Technique

• Confronto EN standards ed ASME Code

• Sessione Q&A
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